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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
pubhcatlon de base mcorporant Iamendement 1, et

relatifs a la date de re-

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

ept under
that the

irmation of

ation and
ndertaken by the technical com-
pared this publication, gs well as
ighs issued, is to be foupd at the

IEC web site*

atalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)”

IEC Bulletin
Available both at the |IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, regders are
referred to publications IEC 60027: Lelter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: |Graphical
symbols for use on equipment Index, suyrvey and
compilation of the single sheets and IE¢G 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
] A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-1: Examens et mesures — Examen visuel

AVANT-PROPOS

1) [La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondia snormalisatjon composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de | { . ba CEl .a|pour objet de
favoriser 1a coopération internationale pour toutes les questions de norry isation les [domaines de
I'Glectricité et de l'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités,/pdblie des s_internationales.
Leur élaboration est confiée A des comités d'études, aux travaux desquels i anal inféressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverpamen D

liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl<collabqre

Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées pafaccord@ orgarnisations.
2) |Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les™qyes o hini parés par les
comités d'6tudes ol sont représentés tous les Comités nati Y questions, ekpriment dans

3) |Ces décisions constituent des recommandations inte iona i6® , de rapports

4) |Dans le but d*encourager {'unification int
fagon transparente, dans toute la mesure possible, Nes

S idnaux de la CEl s'engagent 3 appliquer de
ormes internationales de fa CEl dans|leurs normes

nationales et régionales. Toute divergen norma. de la CEl et la norme nationale| ou régionale
correspondante doit étre indiquée en t atte’dernidre.
Lal Norme internation 5. 6tablie par le sous-comité 86B:| Dispositifs
d’interconnexion et composanis’x ifsa_fibres optiques, du comité d'études 8¢ de la GELl:
Fi

res optiques.
Lel texte de c:

Rapport de vote

> 86B/528/DIS 86B/590/RVD

Le diqué dans le tableau ci-dessus donne toute information [sur le vote

Ld CEI1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général] Dispositifs
d'lntérconnexion et composants passifs & fibres optiques — Méthodes fondamentales
d’essais et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide
Partie 2: Essais
Partie 3: Examens et mesures
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1

2)

3)

4)

International Stan
X . vice

interconnpecting d
optics.

The text i sed’on the following documents:

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examination

EQREWQRD

The IEG (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sta o
all natipnal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object Gf the is“to prpmote
international cooperation on all questions concerning standardization in the elec caland e i
this end and in addmon to other acttvutles the IEC pubhshes Internatlonal St da ds. The' p a

particippte in this preparatory work International, governmental and non-g
IEC also partlmpate in thls preparation. The IEC col(a ate

which
possibig, an international consensus of opinio
They have the form of recommendations for i hnical
reports|or guides and they are accepted by the

in ordef to promote international unification, \|IEC (NationaRCoqmittees undertake to apply |EC International
Standafds transparently to the\maximun etentble 0 Yodir national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Stand he\corrdspanding national or regional standard shall be ¢learly
indicatad in the latter.

perl prepared by sub-committee 86B: Fibre joptic
ponents, of IEC technical committee 86: Fibre

Report on voting

86B/528/DIS 86B/590/RVD

Full infotmation on the voting for the approval of this standard can be found in the repqrt on
voting indicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title: Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests
Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
: . A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-1: Examens et mesures — Examen visuel

1 General

1.1 Domaine d’application et objet

P

et |mécanique des disp
spdcifiques, et des prescriptions indiquées dans la spécificatio
spécification particuliére. La méthode d'examen peut étre utilisée
la séquence d'essai pour le contrdle de conformité de la que
co

1.2

Trg ast utilisée pour examiner
le spécimen et s'assurer qu'il a la configurati g exécution est satisfaisante

ion/particuliere. La méthode 3 est
gssai d'environnement.

Oon nent précis

po

2.3

Dds calibres.des échantillons de couleur, etc. peuvent aussi étre nécessaires pour vérifier
I'assemblage, le fonctionnement, la couleur, la finition ou d'autres parametres spécifiés.

3 Procédure
3.1 Examen visuel

Le spécimen doit étre examiné, au moyen du matériel spécifié, pour vérifier qu'il répond
bien aux exigences spécifiées. Les caractéristiques a examiner sont, par exemple:

— les matériaux utilisés;


https://iecnorm.com/api/?name=dd067dab696c87d045150c10ef3ab925

1300-3-1 © IEC:1995 -5-
FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examination

1 General

1.1 Scope and object

The pur+se of this part of IEC 1300 is to provide the criteria for the visug mecha|nica|

examination of fibre optic devices when coupled with specitic informatja
detailed jn the generic and detail specifications. The examination \
any stagp of the qualification or quality conformance inspection tes
alone tedt or for examination before and after an environmental (pri

1.2 General description

Three methods are described in this procedure. Method { is mine the specimen
to ensur¢ that it is of the proper configuration, that the w ip is satisfactory and that
the marKing is correct. Method 2 is y gastire g e . dihensions and masg for
conform3nce to the detail specificatio d for/visual examination of the

specimep before and after the environmenia

2 Apparatus

21 Op

Optical i

icatiofrequire

2.3 Special-equipm

Ni¢rometers, etc. of sufficient accuracy may be used as necessary to

finish

Gauges, colour samples, etc. may also be required to verify fit, performance, colour,

or other specified parameters.

3 Procedure
4.1 Visual examination

The specimen shall be examined using the specified apparatus 1o verify that it meet
specified requirements. Examples of items to examine include:

— materials used;

s the
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— la conception et la fabrication en général;
— l'exécution;

— la configuration;

—~ le type de composant;

— Tl'orientation des accés;

— la finition;

— l'identification du produit (marquage);

— la détérioration;

—| les parties manquantes.

3.2 |Dimensions et masse
Les dimensions et la masse du spécimen doivent étre mesurées

3.3 |Examen avant ou aprés l'essai d’environnement

Exan ai initial.
Répéter I'examen au(x) moment(s) spécifié(s) dan

Co ne série
d'es criteres
d'ex 3 it 'F s gements, par exemple enp ce qui
cong

4 D

Les fiere:

- Temps de 'examen

—~ Grossissement de Iinstrument optique utitise
— Critéres d'homologation des défaillances

— Ecarts par rapport a la procédure d'examen
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- -general design and construction;
— workmanship;

— configuration;

— component type;

— orientation of the ports; -

— finish;

— identification of product (marking);

— damage;

— missfng paris.
3.2 Dimepsions and mass
The dimenisions and mass of the specimen shall be measured as specified
3.3 Exanlination before and after environmental test

Visually examine the specimen at the initial measureme
Repeat the examination at the measurement time(s) speaifi

As this ekamination procedure is used z
parameter$ of interest should be specified
change is pxpected, as, for example, materiz

4 Detailg to be specified
The followjng details, as applicable, ¢

— Component type, co
— Pre-fonditionifig procé
— Recopvery proced

— Size|dimensions and
— Size| measyrem

- Masp®ea

- Insp
— Magpnification of opfical instrument used

— Acceptanceffailure criteria

- Deviations from examination procedure

st.

lar
no
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